
 

表单编号:QC2018051801 

  
 

检验日期：2022-07-16 

检验规范：SIP-012-C01 

生产单位                            品名规格 LVDS 51P 出货日期 2022-07-16 

生产日期 / 料    号                                      出货数量 5 pcs 

抽样计划 MIL-STD-105E 缺点类别 CRI(致命缺点) MAJ(主要缺点) MIN(次要缺点) ■正常检验 

□减量检验 

□加严检验 
抽样数量 5pcs 

AQL 0 0.4 1.0 

允收/拒收 0/1 3/4 7/8 

汽车业用产品进行抽样检验之判定为 C=0（零缺点） 

序 检验项目 检验标准 设备 检 验 结 果 
不良数 判定 

CRI MAJ MIN OK NG 

1 外观结构 依 SIP,图面 I OK 0 0 0 √  

2 包装标识 包装,标签,数量 I OK 0 0 0 √  

3 材质规格 材质,规格 I OK 0 0 0 √  

4 环    保 环保标签,SGS I OK 0 0 0 √  

5 备附报告 / I OK 0 0 0 √  

6 ■平整度 MAX 0.12mm E 0.05 0.08 0.06 0.05 0.07 0.06 0.04 0.05 0.07 0.06 0 0 0 √  

7 ■耐高温 245±5℃,6-7min G 无变色、无变形、无气泡 0 0 0 √  

8 ■导通 开路±短路 J 良好 0 0 0 √  

9 ■沾锡 245±5℃,3s K 沾锡面积 95%以上光滑饱满 0 0 0 √  

序

号 
检验标准 设备 

 判定 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OK NG 

1 35.35±0.30 C 35.20 35.30 35.40 35.35 35.42      √  

2 31.00±0.15 C 31.10 31.00 30.90 30.98 31.00      √  

3 25.00±0.1 C 24.98 24.99 25.00 25.02 25.01      √  

4 0.50±0.05 C 0.50 0.49 0.50 0.51 0.50      √  

5 0.20±0.02 C 0.20 0.20 0.19 0.21 0.20      √  

6 平面度 0.10 C 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1              √  

7 3.70±0.15 C 3.72 3.70 3.71 3.70 3.71      √  

8 32.65±0.10 C 32.65 32.64 32.66 32.65 32.64      √  

9 37.85±0.15 C 37.85 37.86 37.84 37.85 37.85      √  

10 0.60±0.10 C 0.60 0.61 0.62 0.60 0.60      √  

11 0.65±0.12 C 0.65 0.66 0.64 0.65 0.65      √  

12 0.15±0.05/-0.03 C 0.15 0.16 0.14 0.15 0.15      √  

检验设备: A-卡尺 B-投影机 C-2.5 次元 D-分厘卡 E-厚薄规 F-推拉力计 G-IR 炉 H-盐雾机 I-目视 J-导通仪 K-锡炉 

备

注 
 

最终判定 核准 检验员 

■合格    □不合格 

异常单号____________________ 

□退货  □特采 □挑选 □重工 

 

华宇创

深圳市华宇创精密电子有限公司 成品检验报告

HYC69-LVDS51-375

Choice 黄艳霞



 
    

 
 
 
 

 

  可靠度测试报告 
 

测试编号：20210712001 
 
 

产品名称：LVDS 0.5mm Pitch 51pin 
 
 

测试日期：2021.6.11 ~2022.7.12 
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规格要求 

NO. Items Requirements Test Procedures 

 
1 

 
Contact 

Resistance 

 
Initial: 40 mΩ MAX. 
Finally:80 mΩ MAX. 

Measured at 20mV MAX open circuit at 
100mA.Mated test contacts must be in a connector 
housing. 
Test as per EIA364-23 

 

2 
Insulation 
Resistance 

 

100MΩ MIN. 
After 500V DC for 1minute,measure the insulation 
resistance between the adjacent contacts. 
Test as per EIA364-21 

 

3 
Dielectric 

withstanding 
voltage 

No current leakage and 
flashover or damage 

detected. 

Test between adjacent contacts with a voltage of 500V 
AC for 1minute at Sea level 
Test as per EIA364-20 Method B 

 

4 
Contact 

Retention force 

 

1.47N(0.15kg) MIN. 
The end of terminal shall be pulled in a perpendicular 
to base housing at a maximum rate of 
25mm/minute.Test as per EIA 364-29 

5 Durability 
Low level contact 
resistance:80mΩ Max. 

Mating and unmating the connectors for 
20cycles.EIA-364-09 

 
6 

 
Insertion force 2.0(0.2kg)N * N Max. 

“N”= pins 

Measure the force necessary to insert the connector 
between male and female at maximum rate of 
12.5mm per minute. 
Test as per EIA 364-13（without locking lever） 

 
7 

 
Unmating force 0.25N(0.02 kg) *N Min. 

“N”= pins 

Measure the force necessary to insert the connector 
between male and female at maximum rate of 
12.5mm per minute. 
Test as per EIA364-13（without locking lever） 

 

 
8 

 

 
Solder Ability 

 

More than 90% of 
area dipped in molten 
solder should be 
coated by solder 

Immersion in Flux consisting rosin 10% and 
methanol 90% for a period of 5 to 10 seconds dip 
in molten solder consisting of Sn-Ag-Cu at 260℃ 
plus or minus 5 degree for 3 plus or minus 0.5 
seconds. 
SMT stencil thickness:0.12~0.15mm 

 

9 
 

Salt spray 
 

 
There shall be no short 
circuiting and damage 
detected at AC 500V 
r.m.s 
Insulation Resistance: 
50MΩ Min. 
Contact resistance: 
80mΩ Max.. 
Appearance neither 
damage nor crack. 

Subject specimens to 5% salt concentration at 35± 
2℃ for 8 hours(plating Tin area) 
24 hours(plating Au area). 

 

10 
Humidity 
resistance 

Subject unmated connectors to 96 hours at 60℃ with 
90~95% R.H.Test as per EIA364-31 Method Ⅱ Test 
Condition A. 

 
 

11 

 
 

Thermal shock 

Subject unmated continuous shall be tested in 
accordance with EIA364-32 Test ConditionⅠ. 

-55±2˚C(30minute) →+25±2˚C(5minute) → 

+85±2˚C(30minute) →+25±2˚C(5minute) 
consecutive 5cycles. 

 

12 
Temperature 

life cold 

The specimens subjected to the chamber 
temperature of -40±2˚C for 96 hours. 
Test as per EIA364-59 

 
13 

 

Temperature 
life high 

Contact resistance: 
80mΩ Max.. 
Appearance neither 
damage nor crack. 

The specimens subjected to the chamber 
temperature of 85±2˚C for 96 hours. 
Test as per EIA364-17B 

深圳市华宇创精密电子有限公司
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检验结果 
检查项目 检验设备 结 果 

端子保持力试验 全自动插拔力测试机 PASS 

插拔力试验 全自动插拔力测试机 PASS 

耐久试验 全自动插拔力测试机 PASS 

耐久试验前/后接触阻抗测试 低电阻测试仪 PASS 

盐雾试验 盐雾试验机 PASS 

盐雾试验前/后接触阻抗测试 低电阻测试仪 PASS 

盐雾试验前/后耐压绝缘测试 耐压绝缘测试仪 PASS 

过回流焊试验 全自动无铅回流焊锡炉 PASS 

恒温恒湿试验 恒温恒湿试验机 PASS 

恒温恒湿前/后接触阻抗测试 低电阻测试仪 PASS 

恒温恒湿前/后耐压绝缘测试 耐压绝缘测试仪 PASS 

冷热冲击试验 冷热冲击测试机 PASS 

冷热冲击前/后接触阻抗测试 低电阻测试仪 PASS 

冷热冲击前/后耐压绝缘测试 耐压绝缘测试仪 PASS 

高温试验 高温考箱 PASS 

高温前/后接触阻抗测试 低电阻测试仪 PASS 

低温试验 恒温恒湿试验机 PASS 

低温前/后接触阻抗测试 低电阻测试仪 PASS 

低温前/后耐压绝缘测试 耐压绝缘测试仪 PASS 

深圳市华宇创精密电子有限公司
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端子保持力试验结果: 

测试仪器:全自动拉压力测试机 (此仪器的最大量程为 50 kgf) 单 位:g 
 

规格:≥150g 备注: 各 5PIN 实验员: 李莉 

 

 
 

序号 

 
实际测量值（PIN） 

 
1PIN 

 
2PIN 

 
3PIN 

 
4PIN 

 
5PIN 

 
1 

 
361.23 

 
366.70 

 
392.21 

 
312.95 

 
363.27 

 
2 

 
432.75 

 
400.87 

 
411.34 

 
372.62 

 
320.24 

 
3 

 
362.15 

 
353.49 

 
359.41 

 
439.13 

 
383.79 

 
4 

 
450.52 

 
341.19 

 
450.98 

 
401.08 

 
389.91 

 
5 

 
401.32 

 
422.28 

 
424.08 

 
395.64 

 
351.91 

 

测试结论 

 
PASS 

深圳市华宇创精密电子有限公司
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耐久试验前接触阻抗测试： 

测试仪器:低电阻测试仪(此仪器的最大量程为 2KΩ) 
 

测试条件:电压小于:20mV 测试电流 :100mA MAX 单 位: mΩ 

备注:左中右各 5PIN 规格：≤40 mΩ 实 验 员：李莉 
 

序号 
Pin 数 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 

左 

1pin 17 19 18 20 20 

2pin 18 16 16 21 22 

3pin 16 16 18 20 22 

4pin 17 17 18 21 21 

5pin 17 17 19 22 21 

 
 
 
 

中 

1pin 19 19 19 17 19 

2pin 19 17 21 20 20 

3pin 20 17 18 19 20 

4pin 21 18 22 20 21 

5pin 21 20 22 19 21 

 
 
 
 

右 

1pin 19 17 18 20 17 

2pin 20 19 19 20 17 

3pin 19 20 21 21 17 

4pin 18 20 19 21 17 

5pin 19 20 19 22 18 

测试结论 PASS 

深圳市华宇创精密电子有限公司
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耐久测试 

测试仪器: 全自动插拔力测试机

测试条件: 25±3mm/min 

测试次数：20cycles 实验员：李莉 
 

 

 
样品序号 

 

试验状况 

 

试验前(外观状况) 
 

试验后(外观状况) 

 
1 

 
OK 

 
OK 

 
2 

 
OK 

 
OK 

 
3 

 
OK 

 
OK 

 
4 

 
OK 

 
OK 

 
5 

 
OK 

 
OK 

 

测试结论 
 

PASS 

深圳市华宇创精密电子有限公司
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耐久试验后接触阻抗测试： 

测试仪器:低电阻测试仪(此仪器的最大量程为 2KΩ) 
 

测试条件:电压小于:20mV 测试电流 :100mA MAX 单 位: mΩ 

备注:左中右各 5PIN 规格：≤80 mΩ 实 验 员：李莉 
 

  
 

序号 
Pin 数 

1 2 3 4 5 

 
 
 

 
左 

1pin 21 17 23 23 21 

2pin 19 21 18 23 22 

3pin 18 19 18 23 24 

4pin 19 21 20 23 23 

5pin 19 19 20 24 24 

 
 
 

 
中 

1pin 21 19 24 22 21 

2pin 21 18 20 20 24 

3pin 23 20 23 22 24 

4pin 21 21 20 18 24 

5pin 22 21 24 21 23 

 
 
 

 
右 

1pin 21 18 22 22 18 

2pin 20 20 19 20 19 

3pin 21 22 23 21 19 

4pin 21 18 20 21 19 

5pin 21 20 22 22 20 

 

测试结论 PASS 

深圳市华宇创精密电子有限公司
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盐雾试验前接触阻抗测试： 

测试仪器:低电阻测试仪(此仪器的最大量程为 2KΩ) 
 

测试条件:电压小于:20mV 测试电流 :100mA MAX 单 位: mΩ 

备注:左中右各 5PIN 规格：≤40 mΩ 实 验 员：李莉 
 

  
 

序号 
Pin 数 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 

左 

1pin 20 20 19 18 18 

2pin 19 19 19 19 20 

3pin 19 21 18 20 19 

4pin 20 20 20 21 20 

5pin 20 21 22 20 18 

 
 
 
 

中 

1pin 18 18 19 19 21 

2pin 19 19 18 18 18 

3pin 21 20 22 21 21 

4pin 22 20 21 20 22 

5pin 23 20 20 20 20 

 
 
 
 

右 

1pin 21 18 19 19 19 

2pin 22 19 22 19 18 

3pin 22 19 20 21 18 

4pin 22 21 21 21 19 

5pin 22 19 21 22 19 

测试结论 PASS 

深圳市华宇创精密电子有限公司
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盐雾试验前耐压绝缘试验: 

测试仪器: 耐压测试机(此仪器测耐压时的最大量程为 5KV) 
 

绝缘测试机(此仪器测绝缘阻抗时的最大有效值为 9999GΩ) 
 

电压: AC=500V DC=500V 测试时间：1min 
 

电阻：≥100MΩ 漏电电流：≤0.5mA 实验员：李莉 

 

 
 

序

号 

 
测试结果 

 
外观状况 

 
耐压测试 

 
绝缘阻抗 

 
1 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
2 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
3 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
4 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
5 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
测试结论 

 

PASS 

深圳市华宇创精密电子有限公司
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盐雾试验: 

测试仪器:盐水喷雾试验机 

 

测试条件: 温度 35±2℃；盐水比重 5±1％,喷雾试验 8H 实验员：李莉 
 

 

 
 

序 号 

 
试验状况 

 
试验前(外观状况) 

 
试验后(外观状况) 

 
1 

 
OK 

 
OK 

 
2 

 
OK 

 
OK 

 
3 

 
OK 

 
OK 

 
4 

 
OK 

 
OK 

 
5 

 
OK 

 
OK 

 
测试结论 

 
PASS 

深圳市华宇创精密电子有限公司
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盐雾试验后接触阻抗测试： 

测试仪器:低电阻测试仪(此仪器的最大量程为 2KΩ) 
 

测试条件:电压小于:20mV 测试电流 :100mA MAX 单 位: mΩ 

备注:左中右各 5PIN 规格：≤80 mΩ 实 验 员：李莉 
 

  
 

序号 
Pin 数 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 

左 

1pin 21 19 21 22 22 

2pin 21 18 19 22 23 

3pin 19 18 19 24 24 

4pin 19 18 19 24 24 

5pin 18 18 19 24 24 

 
 
 
 

中 

1pin 21 20 24 20 22 

2pin 20 18 22 21 21 

3pin 21 21 23 19 22 

4pin 20 18 23 19 24 

5pin 21 20 23 21 21 

 
 
 
 

右 

1pin 20 21 22 20 18 

2pin 20 20 23 23 19 

3pin 21 19 22 20 19 

4pin 21 20 24 22 19 

5pin 19 21 20 24 19 

测试结论 PASS 

深圳市华宇创精密电子有限公司
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盐雾试验后耐压绝缘试验: 

测试仪器: 耐压测试机(此仪器测耐压时的最大量程为 5KV) 
 

绝缘测试机(此仪器测绝缘阻抗时的最大有效值为 9999GΩ) 
 

电压: AC=500V DC=500V 测试时间：1min 
 

电阻：≥50MΩ 漏电电流：≤0.5mA 实验员：李莉 

 

 
 

序

号 

 
测试结果 

 
外观状况 

 
耐压测试 

 
绝缘阻抗 

 
1 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
2 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
3 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
4 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
5 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
测试结论 

 

PASS 

深圳市华宇创精密电子有限公司
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过回流焊测试： 

测试仪器:全自动无铅回流焊锡炉

测试温度：260℃ 

判定：外观无变形起泡；爬锡达 90%无空焊/虚焊少锡及变色现象 实验员: 李莉 

 

 

 

 

序号 

 
测试结果 

 
外观 

 
焊锡 

 
1 

 
OK 

 
OK 

 
2 

 
OK 

 
OK 

 
3 

 
OK 

 
OK 

 
4 

 
OK 

 
OK 

 

5 
 

OK 
 

OK 

 

测试结论 
 

PASS 

深圳市华宇创精密电子有限公司
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恒温恒湿前接触阻抗测试： 

测试仪器:低电阻测试仪(此仪器的最大量程为 2KΩ) 
 

测试条件:电压小于:20mV 测试电流 :100mA MAX 单 位: mΩ 

备注:左中右各 5PIN 规格：≤40 mΩ 实 验 员：李莉 

  
 

序号 
Pin 数 

1 2 3 4 5 

 
 
 

 
左 

1pin 17 20 19 17 17 

2pin 17 17 16 16 17 

3pin 17 16 16 16 16 

4pin 18 18 19 16 17 

5pin 17 17 16 18 18 

 
 
 

 
中 

1pin 19 18 19 19 18 

2pin 16 17 19 16 17 

3pin 17 16 18 18 17 

4pin 16 16 16 18 17 

5pin 16 17 16 16 18 

 
 
 

 
右 

1pin 18 17 16 16 16 

2pin 17 19 17 16 16 

3pin 16 18 18 18 17 

4pin 16 16 17 17 18 

5pin 16 18 17 18 17 

 

测试结论 PASS 

深圳市华宇创精密电子有限公司
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恒温恒湿前耐压绝缘试验: 

测试仪器: 耐压测试机(此仪器测耐压时的最大量程为 5KV) 
 

绝缘测试机(此仪器测绝缘阻抗时的最大有效值为 9999GΩ) 
 

电压: AC=500V DC=500V 测试时间：1min 
 

电阻：≥100MΩ 漏电电流：≤0.5mA 实验员：李莉 

 

 
 

序

号 

 
测试结果 

 
外观状况 

 
耐压测试 

 
绝缘阻抗 

 
1 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
2 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
3 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
4 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
5 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
测试结论 

 

PASS 

深圳市华宇创精密电子有限公司
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恒温恒湿试验: 

测试仪器：恒温恒湿机 

测试条件：温度：60℃ 湿度：90%-95%R.H 时间：96H 实验员：李莉 

 

 

 

 

序 号 

 
试验状况 

 
试验前(外观状况) 

 
试验后(外观状况) 

 
1 

 
OK 

 
OK 

 
2 

 
OK 

 
OK 

 
3 

 
OK 

 
OK 

 
4 

 
OK 

 
OK 

 
5 

 
OK 

 
OK 

 
测试结论 

 
PASS 

深圳市华宇创精密电子有限公司



LVDS 51Pin 可靠度测试报告

 

 

 
 

 

 

恒温恒湿后接触阻抗测试： 

测试仪器:低电阻测试仪(此仪器的最大量程为 2KΩ) 
 

测试条件:电压小于:20mV 测试电流 :100mA MAX 单 位: mΩ 

备注:左中右各 5PIN 规格：≤80 mΩ 实 验 员：李莉 
 

  
 

序号 
Pin 数 

1 2 3 4 5 

 
 
 

 
左 

1pin 20 21 17 17 20 

2pin 19 19 17 17 20 

3pin 19 19 18 17 22 

4pin 19 20 19 17 20 

5pin 18 17 17 17 22 

 
 
 

 
中 

1pin 17 17 22 20 17 

2pin 18 17 19 22 17 

3pin 17 20 22 17 17 

4pin 17 20 21 20 17 

5pin 18 18 20 21 17 

 
 
 

 
右 

1pin 18 17 17 20 22 

2pin 19 18 17 18 22 

3pin 19 19 19 19 21 

4pin 18 19 20 20 21 

5pin 18 18 17 19 21 

 

测试结论 PASS 

深圳市华宇创精密电子有限公司
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恒温恒湿后耐压绝缘试验: 

测试仪器: 耐压测试机(此仪器测耐压时的最大量程为 5KV) 
 

绝缘测试机(此仪器测绝缘阻抗时的最大有效值为 9999GΩ) 
 

电压: AC=500V DC=500V 测试时间：1min 
 

电阻：≥50MΩ 漏电电流：≤0.5mA 实验员：李莉 

 

 
 

序

号 

 
测试结果 

 
外观状况 

 
耐压测试 

 
绝缘阻抗 

 
1 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
2 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
3 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
4 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
5 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
测试结论 

 

PASS 

深圳市华宇创精密电子有限公司



LVDS 51Pin 可靠度测试报告

 

 

 
 

 

 

冷热冲击前接触阻抗测试： 

测试仪器:低电阻测试仪(此仪器的最大量程为 2KΩ) 
 

测试条件:电压小于:20mV 测试电流 :100mA MAX 单 位: mΩ 

备注:左中右各 5PIN 规格：≤40 mΩ 实 验 员：李莉 
 

  
 

序号 
Pin 数 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 

左 

1pin 18 20 16 18 16 

2pin 17 18 16 17 16 

3pin 17 18 16 18 17 

4pin 17 19 16 18 16 

5pin 17 18 17 16 16 

 
 
 
 

中 

1pin 15 17 18 17 16 

2pin 17 16 16 16 16 

3pin 16 16 18 16 18 

4pin 17 16 19 18 17 

5pin 16 16 17 18 16 

 
 

 
18 

 
右 

1pin 16 19 18 17 18 

2pin 16 17 17 16 16 

3pin 18 18 18 17 16 

4pin 17 17 17 16 16 

5pin 18 18 16 16 16 

测试结论 PASS 

深圳市华宇创精密电子有限公司
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冷热冲击前耐压绝缘试验: 

测试仪器: 耐压测试机(此仪器测耐压时的最大量程为 5KV) 
 

绝缘测试机(此仪器测绝缘阻抗时的最大有效值为 9999GΩ) 
 

电压: AC=500V DC=500V 测试时间：1min 
 

电阻：≥100MΩ 漏电电流：≤0.5mA 实验员：李莉 

 

 
 

序

号 

 
测试结果 

 
外观状况 

 
耐压测试 

 
绝缘阻抗 

 
1 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
2 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
3 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
4 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
5 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
测试结论 

 

PASS 

深圳市华宇创精密电子有限公司
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冷热冲击试验: 

测试仪器:冷热冲击试验机 

测试条件:-55℃～85℃，5 cycles. 实验员：李莉 

 

 
 

序 号 

 
试验状况 

 
试验前(外观状况) 

 
试验后(外观状况) 

 
1 

 
OK 

 
OK 

 
2 

 
OK 

 
OK 

 
3 

 
OK 

 
OK 

 
4 

 
OK 

 
OK 

 
5 

 
OK 

 
OK 

 
测试结论 

 
PASS 

深圳市华宇创精密电子有限公司
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冷热冲击后接触阻抗测试： 

测试仪器:低电阻测试仪(此仪器的最大量程为 2KΩ) 
 

测试条件:电压小于:20mV 测试电流 :100mA MAX 单 位: mΩ 

备注:左中右各 5PIN 规格：≤80 mΩ 实 验 员：李莉 
 

  
 

序号 
Pin 数 

1 2 3 4 5 

 
 
 

 
左 

1pin 21 19 19 17 21 

2pin 19 22 22 17 21 

3pin 18 19 21 18 22 

4pin 18 19 21 18 19 

5pin 20 18 17 17 20 

 
 
 

 
中 

1pin 17 21 22 17 18 

2pin 17 21 22 17 17 

3pin 18 19 22 17 17 

4pin 17 18 20 20 18 

5pin 17 17 21 19 19 

 
 
 

 
右 

1pin 20 17 20 21 19 

2pin 18 19 20 21 23 

3pin 20 19 22 22 23 

4pin 20 18 21 21 21 

5pin 20 20 20 20 23 

测试结论 PASS 

深圳市华宇创精密电子有限公司
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冷热冲击后耐压绝缘试验: 

测试仪器: 耐压测试机(此仪器测耐压时的最大量程为 5KV) 
 

绝缘测试机(此仪器测绝缘阻抗时的最大有效值为 9999GΩ) 
 

电压: AC=500V DC=500V 测试时间：1min 
 

电阻：≥50MΩ 漏电电流：≤0.5mA 实验员：李莉 

 

 
 

序

号 

 
测试结果 

 
外观状况 

 
耐压测试 

 
绝缘阻抗 

 
1 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
2 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
3 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
4 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
5 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
测试结论 

 

PASS 

深圳市华宇创精密电子有限公司
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高温前接触阻抗测试： 

测试仪器:低电阻测试仪(此仪器的最大量程为 2KΩ) 
 

测试条件:电压小于:20mV 测试电流 :100mA MAX 单 位: mΩ 

备注:左中右各 5PIN 规格：≤40 mΩ 实 验 员：李莉 
 

  
 

序号 
Pin 数 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 

左 

1pin 21 18 18 18 17 

2pin 20 19 19 18 19 

3pin 20 18 18 18 17 

4pin 21 18 18 17 17 

5pin 21 22 19 19 18 

 
 
 
 

中 

1pin 20 18 21 21 21 

2pin 20 18 18 21 21 

3pin 20 18 20 18 22 

4pin 19 17 20 20 21 

5pin 20 20 21 22 20 

 
 
 
 

右 

1pin 22 20 20 21 19 

2pin 21 20 20 20 18 

3pin 21 19 21 20 20 

4pin 20 20 19 21 20 

5pin 21 21 20 20 20 

测试结论 PASS 

深圳市华宇创精密电子有限公司
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高温试验: 

测试仪器：高温考箱 
 

测试条件：温度：85±2℃ 时间：96H 实验员：李莉 

 

 

 

序 号 

 
试验状况 

 
试验前(外观状况) 

 
试验后(外观状况) 

 
1 

 
OK 

 
OK 

 
2 

 
OK 

 
OK 

 
3 

 
OK 

 
OK 

 
4 

 
OK 

 
OK 

 
5 

 
OK 

 
OK 

 
测试结论 

 
PASS 

深圳市华宇创精密电子有限公司
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高温后接触阻抗测试： 

测试仪器:低电阻测试仪(此仪器的最大量程为 2KΩ) 
 

测试条件:电压小于:20mV 测试电流 :100mA MAX 单 位: mΩ 

备注:左中右各 5PIN 规格：≤80 mΩ 实 验 员：李莉 
 

  
 

序号 
Pin 数 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 

左 

1pin 22 22 20 20 23 

2pin 22 17 21 18 23 

3pin 20 22 22 21 24 

4pin 20 19 21 20 22 

5pin 20 23 22 18 23 

 
 
 
 

中 

1pin 21 19 24 19 20 

2pin 23 19 23 22 23 

3pin 23 19 23 19 22 

4pin 23 19 23 18 23 

5pin 21 20 22 20 24 

 
 
 
 

右 

1pin 21 22 24 24 19 

2pin 21 23 24 21 19 

3pin 20 18 22 21 18 

4pin 22 22 20 24 18 

5pin 20 19 22 22 18 

测试结论 PASS 

深圳市华宇创精密电子有限公司
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低温前接触阻抗测试： 

测试仪器:低电阻测试仪(此仪器的最大量程为 2KΩ) 
 

测试条件:电压小于:20mV 测试电流 :100mA MAX 单 位: mΩ 

备注:左中右各 5PIN 规格：≤40 mΩ 实 验 员：李莉 
 

  
 

序号 
Pin 数 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 

左 

1pin 19 20 22 17 18 

2pin 21 20 20 18 17 

3pin 20 19 20 18 19 

4pin 19 21 21 19 20 

5pin 20 21 21 19 19 

 
 
 
 

中 

1pin 20 19 19 20 22 

2pin 19 19 21 20 21 

3pin 21 21 21 21 21 

4pin 19 20 22 21 21 

5pin 22 19 19 20 22 

 
 
 
 

右 

1pin 20 18 19 20 18 

2pin 22 21 21 21 19 

3pin 21 20 20 21 20 

4pin 21 19 20 19 19 

5pin 22 18 21 20 20 

测试结论 PASS 

深圳市华宇创精密电子有限公司
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低温前耐压绝缘试验: 

测试仪器: 耐压测试机(此仪器测耐压时的最大量程为 5KV) 
 

绝缘测试机(此仪器测绝缘阻抗时的最大有效值为 9999GΩ) 
 

电压: AC=500V DC=500V 测试时间：1min 
 

电阻：≥100MΩ 漏电电流：≤0.5mA 实验员：李莉 

 

 
 

序

号 

 
测试结果 

 
外观状况 

 
耐压测试 

 
绝缘阻抗 

 
1 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
2 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
3 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
4 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
5 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
测试结论 

 

PASS 

深圳市华宇创精密电子有限公司
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低温试验: 
 

测试仪器:冷热冲击试验机 
 

测试条件:-40±2℃，96H 实验员：李莉 

 

 
 

序 号 

 
试验状况 

 
试验前(外观状况) 

 
试验后(外观状况) 

 
1 

 
OK 

 
OK 

 
2 

 
OK 

 
OK 

 
3 

 
OK 

 
OK 

 
4 

 
OK 

 
OK 

 
5 

 
OK 

 
OK 

 
测试结论 

 
PASS 

深圳市华宇创精密电子有限公司
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低温后接触阻抗测试： 

测试仪器:低电阻测试仪(此仪器的最大量程为 2KΩ) 
 

测试条件:电压小于:20mV 测试电流 :100mA MAX 单 位: mΩ 

备注:左中右各 5PIN 规格：≤80 mΩ 实 验 员：李莉 
 

  
 

序号 
Pin 数 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 

左 

1pin 18 18 18 23 24 

2pin 18 18 20 24 22 

3pin 20 20 20 24 23 

4pin 19 20 19 24 24 

5pin 20 21 19 24 24 

 
 
 
 

中 

1pin 21 22 21 18 20 

2pin 21 20 23 20 20 

3pin 21 18 23 20 23 

4pin 22 19 21 22 21 

5pin 22 21 22 20 23 

 
 
 
 

右 

1pin 20 20 20 22 21 

2pin 20 18 23 23 21 

3pin 19 20 20 23 19 

4pin 21 19 21 23 20 

5pin 20 19 24 24 18 

测试结论 PASS 

深圳市华宇创精密电子有限公司
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低温后耐压绝缘试验: 

测试仪器: 耐压测试机(此仪器测耐压时的最大量程为 5KV) 
 

绝缘测试机(此仪器测绝缘阻抗时的最大有效值为 9999GΩ) 
 

电压: AC=500V DC=500V 测试时间：1min 
 

电阻：≥50MΩ 漏电电流：≤0.5mA 实验员：李莉 

 

 
 

序

号 

 
测试结果 

 
外观状况 

 
耐压测试 

 
绝缘阻抗 

 
1 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
2 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
3 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
4 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
5 

 
OK 

 
OK 

 
Over 9999GΩ 

 
测试结论 

 

PASS 

深圳市华宇创精密电子有限公司




